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конференции, Таллин, 15-16 октября 1986 г. 1986 / с. 120-122 https://www.ester.ee/record=b1231513*est
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Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 133 https://www.ester.ee/record=b1306141*est
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конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 21-23 апреля 1981 года : тезисы
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